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(54) Title: SCANNING MICROSCOPE 



(54) Bezeichnung: RASTERMIKROS KOP 




(57) Abstract: The invention relates to a scanning 
microscope comprising: at least one light source 
(1, 3) that generates a beam bundle of illumination 
light; an acoustooptic component (13) for adjusting 
the light output of the illumination light beam 
bundle; and a beam deflection unit (19, 36) for 
guiding the illumination light beam bundle over 
or through a sample (27). Said microscope is 
configured in such a way that the acoustooptic 
component (13) spatially separates a partial light 
beam bundle from the illumination light beam 
bundle. The microscope is also equipped with 
beam guidance means, which direct the partial 
light beam bundle onto the sample, preferably to 
manipulate the latter. 

(57) Zusammenf assung : Ein Rastermikroskop 
mit mindestens einer Lichtquelle (1, 3), die ein 
Beleuchtungslichtstrahlenbiindel erzeugt, mit 
einem akustooptischen Bauteil (13) zur Einstellung 
der Lichtleistung des Beleuchtungslichtstrahlen- 
blindels und mit einer Strahlablenkeinrichtung 
(19, 36) zum Fuhren des Beleuchrungslicht- 
strahlenbundels liber bzw. durch eine Probe (27) 
ist derart ausgestaltet, dass das akustooptische 
Bauteil (13)ein Teillichtstrahlenbundel aus 
dem Beleuchtungslichtstrahlenbtindel raumlich 
abspalteL Es sind Strahltahrungsmittel vorgesehen, 
die das Teillichtstrahlenbundel - vorzugsweise zur 
Manipulation - auf die Probe lenken. 
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